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	序号
	章条号
	意见内容
	提出单位
	处理意见及理由
	备注
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	前言

前言
2
2

3.1.1
3.3.1

表6

3.1.2
3.2.1
3.1.2
3.3.3

3.1.1
3.4.1
3.5.2
3.5.3和
3.5.4
3.6
3.7
4.1和4.2
4.4.1

4.4.2

5.3

5.5

6
6.5
附录A
附录C

C1.2.4
	前言中第一二段落去掉，并增加与上一版本比较的修改内容。
前言中A、B、C更改为附录A，附录B，附录C。

将规范性引用文件中的:ASTM F72 半导体键合金丝、ASTM F219 测试电子器件和电子管用细圆形和扁平形金属线的标准方法、ASTM584 直观检查半导体引线的标准方法、ASTM205 通过称重来测量细金属线的标准方法、GB8170-1987 数值修约规则、GB10573-1989有色金属细丝拉伸试验方法去掉。
将引用文件：GB11066.5 金化学分析方法 发射光谱法测定银、铜、铁、锑和铋量改成：GB11066　金化学分析方法
确认金丝的H,M,S三态是否应改为：Y,Y2,M。

D型Au含量是以100%减去所有可测杂质总和而得，A型可直接测主成份或用100%减去所有可测杂质总和而得。
新增0.5″-Al-DF线轴

去掉3.1.2，并调整相应的序号3.1.1
去掉3.2.1文字表述部分，并且确认A型金线的化学成分，并与金丝制造厂家征求意见，决
定是否增加对键合有害元素的含量。

增加金丝的编号方法。

将表3中重量允许偏差更改为“每20厘米重量允许偏差”。

将所有表中的单位放在汉字的下面。

将拉断力改为最小断裂负荷，伸长率改为延伸率，将所有大于号去掉。

3.5.2中“降低器件使用寿命的”去掉。

3.5.3和3.5.4合并为3.6项工艺性能，并调整相应的表述。

将3.6项进行相应的调整，精简语言。

将表6中的“饶丝宽度”去掉。

将4.1，4.2中的1989去掉，并将试样长度改为试样标距，将2mm/min去掉。

将4.4.1中的1987去掉。

将4.4.2中的光学双目显微镜改为光学显微镜。

将5.3中的全尺寸改为尺寸及其偏差，修改提他为其它。

5.5中的复验为重复检验。

参考半导体器件键合用铝丝修改6项，进行语言的简练。

将-改为~。

附录A中增加适用范围，并确定方法一和方法二以哪一方法为主。

将附录C中的高精密电子天平改为电子天平，感量为1/100mg。

公式部分用斜体表示。
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